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Introducao |

A elaboracdo de novos materiais com propriedades
luminescentes tem aumentado na ultima década
dentro da recente fronteira chamada de
nanotecnologia. Entre os diversos sistemas
luminescentes em nanoescala, destacam-se as
nanoestruturas dielétricas dopadas com ions de
terras-raras (TR). Estas nanoparticulas recebem um
destaque todo especial devido as suas propriedades
Unicas, sendo utilizadas em sistemas bioldgicos
como marcadores, como fésforos em células
solares, como displays e sensores Opticos [1].
Muitos grupos de pesquisas envolvidos no
desenvolvimento de materiais dopados com TR tém
concentrado seus esfor¢cos na busca de estruturas
com maior eficiéncia quéntica da luminescéncia.
Neste caso, as matrizes cristalinas devem
apresentar pequena energia de corte de fénons
Opticos e uma alta anisotropia. Estruturas a base de
Oxifluoreto de itrio possuem uma baixa energia de
fénons, por parte dos fluoretos, assim como uma
elevada estabilidade quimica e térmica por parte
dos 6xidos sendo um bom candidato para ser usado
como um hospedeiro para os TRs. Neste trabalho,
sdo apresentados o processo de fabricacdo e a
caracterizacdo Optica da fluorescéncia em
estruturas de oxifluoreto de itrio, dopado com
Eurépio (Eu**) e produzidos através da técnica de
sintese por combustdo a 500°C, e tratados
termicamente a 700°C e 800°C. O referido método
apresenta um aparato experimental simples, € um
processo de curto tempo e baixo custo.

Resultados e Discussao |

As amostras apresentadas neste trabalho, foram
preparadas utilizando os reagentes de nitrato de
eurépio, nitrato de itrio, fluoreto de amobnio e glicina.
As amostras  estudadas  foram tratadas
termicamente a 700°C e 800°C. Estudos de raios X
mostram que as amostras tratadas a 700 °C tem um
predominio da fase cristalogréfica ortorrdmbica
YsOsFg € a tratada a 800°C possui um predominio
da fase cristalogréfica romboédrica YOF. No estudo
da fluorescéncia, observamos uma intensa
luminescéncia vermelha quando excitados com luz
UV-255 nm. Os espectros de luminescéncia das
amostras dopadas (x=1, 3, 8 e 15 peso porcentual)
com Eu®*, sdo apresentados na figura 1. Os
parametros de intensidade Judd - Ofelt foram
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usados para sondar a distorcdo da simetria e o grau
de covaléncia entre Eu** e os ligantes circundantes.
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Figural. Espectros de luminescéncia das amostras tratadas (a)
700°C e (b) 800°C, ambas sob excitagdo UV ( “X’ representa a
concentracdo do dopante Eu3+).

Conclusodes

Observou-se através das técnicas utilizadas que as
amostras  apresentam  fases  cristalograficas
diferentes, quando tratadas termicamente a 700°C e
800°C. Também foi evidenciado que o eurdpio foi
incorporado com sucesso na matriz hospedeira
confirmando assim a eficiéncia da técnica utilizada
na preparagado das amostras. O perfil de emisséo do
eurdpio foi utilizado para sondar a forma como o
grau de covaléncia e distorcdo da simetria do
campo cristalino muda com a concentragéo.
Baseando-se na teoria de Judd-Ofelt foi constatada
uma distor¢cdo na simetria de grau superior para as
amostras com fase romboédrica YOF.
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